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Verfahren mm Speichern und/oder Andern einer Zusfo tiHs-Tnf ormation eines Speichers 

sowie integrierte Schaltung und Datentrager 

5 

Die Erfindung bezieht sich auf ein Verfahren zum Speichern und/oder Andern 
zumindest einer Zustands-Information in einem Speicher. 

Die Erfindung bezieht sich weiters auf eine integrierte Schaltung, welche einen 
10 derartigen Speicher enthalt, sowie auf einen Datentrager, welcher eine derartige integrierte 
Schaltung enthalt. 

Im Zusammenhang mit der Markierung von Gegenstanden beziehungsweise 

1 5 Produkten ist es bekannt, an derartigen Produkten ein Tag beziehungsweise Label 
anzubringen. Auf dem Tag sind beispielsweise Seriennummern und/oder mit der 
Herstellung des Produkts im Zusammenhang stehende Fabrikationsdetails und/oder 
gegebenenfalls verkaufsspezifische Details, wie beispielsweise Daten betreffend den 
Verkaufer und/oder Kaufer, gespeichert Dabei wird gewiinscht, dass ein derartiger Tag 

20 nicht von Unbefugten nach einem Verkauf eines derartigen Produkts und beispielsweise 
einem Verlassen eines Geschaftslokals ausgelesen werden kann. Eine Moglichkeit, urn ein 
derartiges Auslesen zu verhindern, ist eine physische Zerstorung des Tags oder ein 
Deaktivieren durch Senden eines Sperrbefehls zu dem Tag, so dass der Tag nach dem 
Empfangen und Auswerten des Sperrbefehls nicht mehr ausgelesen werden kann. 

25 Nachteilig bei einem derartigen Deaktivieren ist die Tatsache, dass es beispielsweise bei 
nachfolgenden Reklamationen keine Moglichkeit mehr gibt, den Tag wiederum auszulesen 
beziehungsweise zu aktivieren, so dass iiberlegt wurde, einen derartigen Tag in einen 
Sonderzustand zu versetzen, in welchem Sonderzustand ein Auslesen des Tags durch 
Unbefugte unmoglich ist, jedoch durch eine Sonder-Aktivierung durch autorisierte 

30 beziehungsweise befugte Stellen und/oder Personen ein neuerliches Auslesen moglich ist. 
In diesem Zusammenhang ist es beispielsweise bekannt, einen Speicher, welcher solche 
Daten betreffend das Produkt und/oder die Herstellung desselben und/oder gegebenenfalls 
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zusatzliche Daten betreffend einen Verkauf und/oder Kaufer enthalt, mit einem nicht- 
fliichtigen Speicher, beispielsweise einem EEPROM, zu kombinieren, wobei der nicht- 
fliichtige Speicher in einen entsprechenden Zustand gesetzt werden kann, in welchem 
beispielsweise nach einem Verlassen eines Kaufhauses ein Auslesen des Tags nicht mehr 
moglich ist, wobei jedoch eine autorisierte Stelle, beispielsweise ein Hersteller, im Fall 
einer Wartung oder einer Reklamation den nicht-fliichtigen Speicher wiederum in einen 
Zustand versetzen kann, in welchem Zustand ein Auslesen der auf dem Tag enfhaltenen 
Daten moglich ist Ein derartiges Verfahren ist beispielsweise aus dem Patentdokument 
WO 99/65168 bekannt geworden. 

Bei diesem bekannten Verfahren beziehungsweise dieser bekannten 
Vorrichlung hat sich als Nachteil erwiesen, dass die Bereitstellung eines derartigen nicht- 
fliichtigen Speichers, wie beispielsweise eines EEPROM, mit vergleichsweise hohen 
Kosten vefbunden ist. Im Gegensatz dazu existieren Speicherzellen, welche in einem OTP- 
Prozess (one time programmable) lediglich einmal programmierbar und nicht mehr 
anderbar sind, welche bedeutend kostengiinstiger als nicht-fluchtige Speicher sind, wie 
beispielsweise ein EEPROM, wobei sich jedoch bei einer Verwendung derartiger OTP- 
Speicheizellen die oben erwahnten Nachteile ergeben, dass ein einmal geloschter Tag 
beziehungsweise Label nicht mehr ausgelesen beziehungsweise reaktiviert werden kann. 

Die Erfindung hat sich zur Aufgabe gestellt, die vorstehend angefuhrten 
Nachteile zu beseitigen und ein verbessertes Verfahren und eine verbesserte integrierte 
Schaltung sowie einen verbesserten Datentrager zu realisieren. 

Zur Losung der vorstehend angefuhrten Aufgabe umfasst ein Verfehren zum 
Speichem und/oder Andern einer Zustands-Information eines eine Vielzahl von 
Speicherzellen beinhaltenden Speichers, wobei die Speicherzellen durch einen 
Programmierschritt einen irreversiblen Speicherzustand einnehmen, wobei die Zustands- 
Information durch eine Anzahl und/oder Position von in einem irreversiblen 
Speicherzustand befindlichen beziehungsweise programmierten Speicherzellen 
reprasentiert wird, die folgend angejRihrten Schritte, namlich Ertnitteln der Zustands- 
Information durch Priifen des Speicherzustandes des Speichers und Auswahlen einer nicht 
programmierten Speicherzelle und Programmieren der ausgewahlten Speicherzelle beim 
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beziehungsweise zum Andern der Zustands-Information des Speichers. 

Zur Losung der vorstehend angefuhrten Aufgabe enthalt eine integrierte 
Schaltung zum Speichern und/oder Andern einer Zustands-Information eines eine Vielzahl 
von Speicherzellen beinhaltenden Speichers, wobei die Speicherzellen durch einen 
5 Programmierschritt einen irreversiblen Speicherzustand einnehmen, eine 
Programmiereinheit zum Programmieren der Speicherzellen und eine Zufuhr- 
Logikschaltung, welche Zufiihr-Logikschaltung zum Aufhehmen und Abgeben von Daten 
fur ein Programmieren und fur ein Ermitteln der Zustands-Information des Speichers 
vorgesehen ist. 

1 0 Zur Losung der vorstehend angefuhrten Aufgabe enthalt ein Datentrager eine 

erfindungsgemaQe integrierte Schaltung mit der in dem vorstehenden Absatz definierten 
Ausbildung. 

Durch die erfindungsgemaBen Merkmale wird auf einfeche Weise und mit 
geringen Kosten erreicht, dass ein auf einem Produkt beziehungsweise Gegenstand 

♦ 

15 befindlicher Datentrager, beispielsweise Tag oder Label beziehungsweise Etikett, einen 
Zustand eireicht, welcher ein unbefugtes Auslesen von Daten verhindert, wobei durch ein 
Programmieren einer ausgewahlten Speicherzelle zur Anderung der Zustands-Infonnation 
des Speichers durch eine autorisierte beziehungsweise befogte Stelle wiederum der 
Datentrager in einen Zustand versetzt werden kann, in welchem ein Zugriff auf die auf dem 

20 Datentrager vorhandenen Daten moglich ist Durch Verwendung einer Vielzahl von 
Speicherzellen, welche durch einen Programmierschritt unter Anwendung eines OTP- 
Prozesses einen irreversiblen Zustand einnehmen, wird eine Kosteneinsparung gegeniiber 
einer Verwendung eines nicht-fliichtigen Speichers, wie beispielsweise eines EEPROM, 
durch derartig einfach aufgebaute Speicherzellen, welche durch einen Programmierschritt 

25 einen irreversiblen Speicherzustand einnehmen, zur Verfiigung gestellt, wobei durch die 
Vielzahl von Speicherzellen, welche lediglich einmal programmierbar und nicht mehr 
anderbar sind, nicht nur dieselben Sicherheitsanforderungen wie bei einer Verwendung 
eines nicht-fliichtigen Speichers zur Verfiigung gestellt werden, sondem auch ein 
mehrfaches Andern des Speicherzustands und der Zustands-Information des Speichers 

30 moglich ist. 

GemaB den MaBnahmen von Anspruqh 2 und 8 ist der Vorteil erhalten, dass 
zur zusatzlichen Erhohung der Sicherheit vor einem Ermitteln der Zustands-Information 
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des Speicherzustands des Speichers und einem nachfolgenden Programmieren einer 
ausgewahlten, nicht-programmierten Speicherzelle eine tJberprufung betreffend die 
ZugriffsbeiecMgung auf den Speicher und somit eine Anderung der Zustands-Information 
ermoglicht ist Bei einem derartigen tJberprufen einer Zugriffsberechtigung kann 
5 gleichzeitig ein Oberpriifen beziehungsweise Einstellen dahingehend vorgenommen 
werden, dass gegebenenfalls unterschiedlich autorisierte Stellen einen Zugriff auf 
unterschiedliche Datenbereiche eines erfindungsgemaBen Datentragers besitzen. 

GemaB den Merkmalen der Anspriiche 3 und 7 wird eine einfoche Moglicbkeit 
zum Eimitteln der Zustands-Information des Speichers als auch der Position einer 
1 0 nicht-programmierten Speicherzelle fur ein nachfolgendes Andern der Zustands- 
Information des Speichers zur Verfugung gestellt Das Andern eines Speicherzustands der 
Vielzahl von Speicherzellen, welche durch einen Programmierschritt einen irreversiblen 
Speicherzustand einnehmen, kann auf die Weise erfolgen, dass beim Programmieren einer 
jeden ausgewahlten Speicherzelle ein entsprechendes Bit aus einem Zustand „0" in einen 
15 Zustand „1" versetzt wird, so dass bei einem Anlegen des seriellen Ausgangs des Speichers 
an einen Zahler oder ein Toggle-Flip-Flop in einfacher Weise die Anzahl von 
Speicherzellen bestimmt werden kann, welche sich in einem Zustand „1" befinden, so dass 
aus der festgestellten Anzahl der sich im Zustand „1" befindlichen Speicherzellen 
unmittelbar die Zustands-Information des Speichers ermittelt beziehungsweise abgeleitet 
20 werden kann. In ahnlicher Weise kann durch einen derartigen Zahler oder ein Toggle-Flip- 
Flop auch unmittelbar die Position einer nachsten mcht-programmierten Speicherzelle 
festgestellt werden. Ein besonders einfaches Ermitteln des Speicherzustands des Speichers 
erfolgt hierbei durch Verwendung eines Toggle-Flip-Flops, welches am Ausgang jeweils 
bei Anliegen eines Zustands „1" am Eingang kippt. 
25 Das Andern eines Speicherzustands der Vielzahl von Speicherzellen, welche 

durch einen Programmierschritt einen irreversiblen Speicherzustand einnehmen, kann aber 
auch auf die Weise erfolgen, dass beim Programmieren einer jeden ausgewahlten 
Speicherzelle ein entsprechendes Bit aus einem Zustand „1" in einen Zustand „0" versetzt 
wird. 

30 GemaB den Merkmalen des Anspruchs 4 lasst sich in einfacher Weise 

ermitteln, bei welchem Zeitgeberpuls die erste Speicherzelle mit dem Zustand „0" auftritt 
beziehungsweise aufgetreten ist, so dass dieses Bit beziehungsweise diese ermittelte nicht- 
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programmierte Speicherzelle unmittelbar die ausgewahlte Speicherzelle zum Andern der 
Zustands -Information darstellt. 

GemaB den Merkmalen des Anspruchs 6 ist eine besonders einfoche und 
kostengiinstig herstellbaie, integrierte Schaltung zur Veriugung gestellt 
5 GemaB den Merkmalen des Anspruches 9 ist ermoglicht, neben dem 

erfindungsgemaB vorgeschlagenen Andern der Zustands-Ihfonnation beziehungsweise des 
Speicherzustands eines Speichers eine Vielzahl von weiteren Daten in einer integrierten 
Schaltung gemaB der Erfindung aufeunehmen, wie dies oben bereits mehrfach im 
Zusammenhang mit Tags beziehungsweise Labels eines Produkts beziehungsweise 

1 0 Gegenstands angefuhrt wurde. 

GemaB den Merkmalen des Anspruches 1 1 ist ein einfacher Einsatz eines 
erfindungsgemaBen Datentragers unter Verwendung bekannter Einrichtungen im 
Zusammenhang mit der Markierung beziehungsweise Codierung von Gegenstanden 
beziehungsweise Produkten durch Anbringen eines Tags beziehungsweise Labels zur 

15 Verfugung gestellt 

» ■ 

Die Erfindung wird im Folgenden anhand von einem in den Figuren 
dargestellten Ausfuhrungsbeispiel beschrieben, auf das die Erfindung jedoch nicht 

20 beschrankt ist 

Die Figur 1 zeigt Flussdiagramme im Zusammenhang mit dem Ennitteln der 
Zustands-Information eines Speichers und dem Programmieren einer Speicherzelle gemaB 
einem erfindungsgemaBen Verfahren, wobei die Figur la ein Flussdiagramm eines Ablaufs 
fiir ein Rucksetzen eines Chips beziehungsweise Speichers aus einem Ruhe- 

25 beziehungsweise "Quiet"-Zustand gemaB dem erfindungsgemaBen Verfahren zeigt und die 
Figur lb ein Flussdiagramm eines Ablaufs eines Setzens eines Speichers in einen 
Ruhezustand zeigt. 

Die Figur 2 zeigt auf schematische Weise einen Speicher mit einer Vielzahl 
von Speicherzellen zum Durchfuhren des erfindungsgemaBen Verfahrens. 
30 Die Figur 3 zeigt eine schematische Darstellung einer einmal 

programmierbaren Speicherzelle zur Verwendung in einem Speicher gemaB der Figur 2. 

Die Figur 4 zeigt schematisch in Form eines Blockschalfbilds einen Teil einer 
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integrierten Schaltung mit der ein Setzen beziehungsweise Programmieren einer 
Speicherzelle nach einem Enrdtteln der Zustands-Information des Speichers gemaB der 
Figur 2 durchfiihrbar ist. 

Die Figur 1 zeigt schematisch Flussdiagramme im Zusammenhang mit dem 
Ermitteln der Zustands-lhfoimation eines Speichers und dem Programmieren einer 
ausgewahlten Speicherzelle des Speichers zum Andern der Zustands-Information des 
Speichers, wobei der Aufbau eines solchen Speichers nachfolgend unter Bezugnahme auf 
die Figuren 2 und 3 erlautert ist 

Wie dies in der Figur 2 dargestellt ist, wird in einem Speicher 2 zum 
reversiblen Einstellen beziehungsweise Festlegen eines Ruhezustands beziehungsweise 
Quiet-Zustands eine Mehrzahl von Speicherzellen 3 zur Verfugung gestellt, welche 
Speicherzellen 3 je ein Bit reprasentieren. Im vorliegenden Fall ist der Quiet-Zustand durch 
zehn (10) Speicherzellen 3, also zehn (10) Bits reprasentierL Eine solche Speicherzelle 3 
ist in der Figur 3 dargestellt Jede Speicherzelle 3 ist als eine sogenannte OTP (one time 
programmable)-Zelle ausgebildet, nimmt also nach einem Programmierschritt einen 
irreversiblen Speicherzustand ein. Ausgehend von einem Speicherzustand, in welchem sich 
samtliche den Quiet-Zustand reprasentierende Speicherzellen 3 beziehungsweise Bits in 
einem Zustand „0" befinden, erfolgt beim ersten Setzen beziehungsweise Einstellen eines 
Quiet-Zustands ein Setzen eines ersten Bits, so dass sich im vorliegenden Fall von zehn 
(10) Bits folgendes Bitmuster fur die Zustandsinformation des Quiet-Zustands des 
Speichers 2 beziehungsweise Chips ergibt: ,,1000000000". 

Ein solcher Speicher 2 ist, wie nachstehend naher erlautert ist, in einem 
Datentrager enthalten. Um einen derartigen Datentrager mit einem solchen Speicher 2 
beziehungsweise Chip wiederum in einen Zustand zu versetzen, in welchem weitere in 
dem Datentrager enfhaltene Daten ausgelesen werden konnen, muss ein Riicksetzen des 
Quiet- beziehungsweise Ruhezustands erfolgen, wobei eine nachfolgend zu 
progiammierende Speicherzelle 3 ermittelt wird, wie dies unter Bezugnahme auf die Figur 
4 im Detail erlautert ist Nach einem Programmieren einer ausgewahlten nicht- 
programmierten Speicherzelle 3 ergibt sich folgendes Bitmuster fiir die 
Zustandsinformation des Quiet-Zustand des Speichers 2: „1 100000000", so dass der 



PHAT030061 EP-P 



-7- 



20 



25 



30 



Speicher 2 beziehvmgsweise der damit verbundene Chip oder Datentra 
in dem Quiet-Zustand, sondern in einem Non-Quiet-Zustand, namlich 
befindet, und folglich wieder antworten kann beziehvmgsweise ausgelesen werden kam 

Nach einem derartigen Antworten beziehungsweise Auslesen muss fiir ein 
Deaktivieren gesorgt werden, urn einen unbefugten Zugriff zu verhindern. Hierfiir wire 
nach einem neuerlichen Ermitteln der Zustands-Information und einem neuerlichen 



Auswahlen einer nachsten nicht-programmierten Speicherzelle 3 ein neuerliches 
Programmieren in den Quiet-Zustand vorgenommen werden, so dass sich als neuerliche 
Zustands-Ltrformalion des Quiet-Zustands folgendes Bitmuster ergibt: „1 1 10000000". 

10 Bei Vorsehen von wie im vorliegenden Fall zwei verschiedenen Zustanden - 

namlich dem Quiet-Zustand und dem Non-Quiet-Zustand, bedeutet somit entsprechend 
dem obigen Beispiel eine ungerade Anzahl von Zustanden „1", dass sich der Speicher 2 
beziehungsweise Chip in dem Quiet-Zustand befindet, und eine gerade Anzahl von 
Zustanden „1", dass sich der Speicher 2 beziehungsweise Chip den Non-Quiet-Zustand, 

1 5 also in einem aktiven Modus befindet 



Das Feststellen beziehungsweise Ermitteln des Quiet-Zustands oder des aktiven 
Modus sowie ein Programmieren einer ausgewahlten Speicherzelle 3 zum Andem der 
Zustands-Information ist in den Flussdiagrammen gemaB der Figur 1 im Detail dargestellt 

Das Flussdiagramm gemaB der Figur la zeigt einen Ablauf zum Ruckstellen , 
eines Quiet-Zustands beziehungsweise Einnehmen des aktiven Modus, welcher Ablauf bei 
einem Block SI beginnt Bei einem nachfolgenden Block S2 erfolgt ein Auslesen 
beziehungsweise Ermitteln der Zustands-Information des Speicherzustands des Speichers 
2, also im vorliegenden Fall ein Auslesen der zehn (10) Bits, die fur den Quiet-Zustand 
vorgesehen sind. Bei einem nachfolgenden Block S3 wird eine tJberprufung 
vorgenommen, ob eine ungerade Anzahl von Zustanden „1" der ausgelesenen Bits vorliegt 
"Wenn die tJberprufung beim Block S3 positiv ausfallt, wobei dies entsprechend den obigen 
Ausfuhrungen den Ruhezustandbeziehunigsweise Quiet-Zustand des Speichers 2 
beziehungsweise des den Speicher 2 enthaltenden Chips entspricht, erfolgt bei einem 
nachfolgenden Block S4 ein Auswahlen einer nachsten nicht-programmierten 
Speicherzelle 3, worauf bei einem nachfolgenden Block S5 ein Programmieren der 
ausgewahlten Speicherzelle 3 zum Andem der Zustands-Information des Speichers 2 
erfolgt. Es befindet sich somit der Speicher 2 beziehungsweise der den Speicher 2 
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enthaltende Datentrager bei einem nachfolgenden Block S6 in einem aktiven Zustand. 

Wenn die Oberprufung beim Block S3 negativ ausfallt, wird der Ablauf 
unmittelbar nach dem Block S5 fortgesetzt, da in einem derartigen Fall sich der Speicher 2 
bereits in dem aktiven Modus befindet 

In ahnlicher Weise ist in der Figur lb ein Flussdiagramm fur einen Ablauf zum 
Einstellen beziehungsweise Festlegen eines Quiet-Zustands gezeigt, welcher Ablauf bei 
einem Block SI 1 beginnt. Bei einem nachfolgenden Block S12 erfolgt wiederum ein 
Auslesen des Speicherzustands beziehungsweise ein Ermitteln der Zustands-mformation, 
wobei bei einem nachfolgenden Block S13 die Anzahl von Zustanden „1" in dem 
Bitmuster der zehn (10) Bits des Quiet-Zustands uberpriift wird, und zwar ob eine gerade 
Anzahl von Zustanden „1" vorliegt. Wenn die tJberprufung beim Block SI 3 positiv 
ausfallt, also eine gerade Anzahl von Zustanden „1" in dem Bitmuster vorliegt, folglich der 
Chip beziehungsweise Speicher 2 sich in dem aktiven Modus befindet, wird der Ablauf bei 
einem Block S14 fortgeselzt, bei dem ein Feststellen einer nachsten nicht-programmierten 
Speicherzelle 3 beziehungsweise eines nachsten nicht-programmierten Bits erfolgt, 
welche(s) bei einem nachfolgenden Block SI 5 gesetzt beziehungsweise in einen Zustand 
„1" gebracht wird, so dass sich der Speicher 2 bei einem nachfolgenden Block SI 6 in dem 
Quiet-Zustand beziehungsweise einem inaktiven Zustand befindet. 

Wenn die tfoerprufung beim Block S13 negativ ausfallt, wird der Ablauf bei 
dem Block SI 6 fortgesetzt, da bei Vorliegen einer ungeraden Anzahl von Zustanden „1" in 
dem Bitmuster bereits der Quiet-Zustand beziehungsweise inaktive Zustand vorliegt. 

In der Figur 2 ist ein Teil einer integrierten Schaltung 1 dargestellt, wobei die 
integrierte Schaltung 1 einen Speicher 2 mit einer Mehrzahl von in einem OTP-Prozess 
programmierbaren Speicherzellen 3 (siehe Figur 3) umfasst. Jede Speicherzelle 3 weist 
neben einem Widerstand R eine Sicherung 4 auf, welche Sicherung 4 fur ein 
Programmieren der Speicherzelle 3 durchgebrannt wird. An einem Ausgang 5 der 
Speicherzelle 3 kann ein Bit, also ein Zustand „1" oder ein Zustand „0" , festgestellt 
beziehungsweise abgenommen werden. 

Neben dem Speicher 2 beinhaltet die integrierte Schaltung 1 gemaB der Figur 2 
einen Adressdecoder 6, in welchem Adressdecoder 6 eine Zuordnung einer logischen 
Speicheradresse zu einer physikalischen Speicherzelle 3 erfolgt, eine Schaltung 7 zum 
ttberpriifen und Verschlusseln von Daten, die eine VerscMusselungslogikstufe enthalt, 
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sowie eine Programmiereinrichtung 8 zum Programmieren der in dem Speicher 2 
vorgesehenen Mehrzahl von Speicherzellen 3, die durch einen Programmierschritt in einen 
irreversiblen Speicherzustand bringbar sind Weiters ist eine Zufiihr-Logikschaltung 9 
enthalten, in welche Zufuhr-Logikschaltung 9 entsprechend der angedeuteten Verbindung 
5 10 wenigstens eine Adresse eingegeben werden kann. Weiters ist eine Leitung 1 1 zum 
Zufuhren eines Kommandos zum Programmieren einer Speicherzelle 3 angegeben. Zum 
Ausgeben von Daten ist ein serieller Ausgang 12 vorgesehen. Weiters ist ein Clock- 
Eingang 1 3 zum Zufuhren eines Kommandos fiir einen Verschiebevorgang vorgesehen. 
tJber eine Leitung 14 konnen fiir die Programmierung der Speicherzelle 3 erforderliche 

10 Daten der Zufiihr-Logikschaltung 9 zugeffihrt werden. Ober eine Leitung 15 konnen fiir ein 
Programmieren erforderliche Daten von der Zufiihr-Logikschaltung 9 zu dem Speicher 2 
geleitet werden, wobei eine Uberprufung der Speicheradresse und eine Zuordnung der 
logischen Speicheradresse zur physikalischen Speicherzelle 3 fiber eine Leitung 16 erfolgt 

In dem Blockdiagramm gemaB der Figur 4 ist ein Teil einer integrierten 

1 5 Schaltung 1 a gezeigt, anhand der ein Ermitteln der Zus tands-Information des 
Speicherzustands des Speichers 2 sowie ein Programmieren einer ausgewahlten 
Speicherzelle 3 erlautert ist. Die integrierte Schaltung la enfhalt die integrierte Schaltung 1 
gemaB der Figur 2 und somit den Speicher 2, der eine Mehrzahl (n) von Speicherzellen 3 
enthalt. Der serielle Ausgang 12 der Zufiihr-Logikschaltung ist mit einem Toggle-Flip-Flop 

20 17 verbunden, das dem Ermitteln der Anzahl von programmierten und sich in einem 
irreversiblen Speicherzustand, also dem Zustand „1", befindlichen Speicherzellen 3 und 
folglich zum Ermitteln der Zustands-Information des Speichers 2 dient Ein von dem 
Toggle-Flip-Flop 17 erhaltenes Ergebnis wird iiber eine Leitung 18 einer 
Ablaufsteuerschaltung 19 der integrierten Schaltung la zugefuhrt. 

25 Weiters ist eine Zahlstufe 20 vorgesehen, der von einem nicht dargestellten 

Clock-Generator ein Clock-Signal zufiihrbar ist und der fiber eine Leitung 21 ein Zahl- 
Startbefehl und ein Zahl-Stopbefehl von der Ablaufsteuerschaltung 19 her zufiihrbar ist 
und die fiber eine Leitung 22 an den Clock-Eingang 13 der integrierten Schaltung 1 ein 
impulsformiges Schiebe-Signal (Clock-Signal) abgibt. Die Zahlstufe 20 dient zum 

30 Ermitteln der Position einer nachsten nicht-programmierten Speicherzelle 3, indem sie die 
ihr zugefuhrten Clock-Signale zahlt und indem sie - wenn mit Hilfe der 
Ablaufsteuerschaltung 19, der hierbei fiber eine Leitung 25 die an dem seriellen Ausgang 
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12 der integrierten Schaltung 1 zur Verfugung stehenden Daten zugefuhrt werden, ein 
Zustand „0" also eine nachste nicht-pro grammierte Speicherzelle3 ermittelt wird — mit 
Hilfe eines von der Ablaufsteuerschaltung 19 abgegebenen Zahl-Stopbefehls gestoppt wird, 
wobei dann der in der Zahlstufe 20 enthaltene Zahlerstand die Position der nachsten nicht- 



5 programmierten Speicherzelle 3 reprasentiert Zum Speichern dieses Zahlerstandes und 
folglich der ermittelten Position der nachsten nicht-programmierten Speicherzelle 3 ist ein 
Positionsspeicher 23 vorgesehen, dem der Zahlerstand von der Zahlstufe 20 her uber eine 
Leitung zugefuhrt wird und der uber eine Leitung 24 mit der Ablaufsteuerschaltung 19 in 
Verbindung steht, so dass die Ablaufsteuerschaltung 19 den gespeicherten Zahlerstand 
10 abfragen kann. 



Mit Hilfe der Ablaufeteuerschaltung 19 erfolgt uber die Verbindung 10 ein 
Zufuhren einer Adresse zu der integrierten Schaltung 1, wobei erganzend uber die Leitung 
14 ein Obertragen eines Kommandos zum Programmieren einer Speicherzelle 3 erfolgt. 

Wie oben bereits mehrfach erwahnt ist, weist die integrierte Schaltung 1 neben 

1 5 den insbesondere in der Figur 2 angegebenen Elementen wenigstens einen zusatzlichen 
Speicher zum Speichern von vorgegebenen und/oder uber eine Eingabevorrichtung (nicht 
dargestellt) eingebbaren Daten auf, urn beispielsweise ein Label beziehungsweise Tag als 
Datentrager ffir einzu kennzeichnendes beziehungsweise zu markierendes Produkt zur 
Verfugung zu stellen. Ein solches Speichern von Daten ffir ein zu kennzeichnendes 

20 Produkt und ein entsprechender Datentrager sind aus der internationalen Patentanmeldung 
mit der Anmeldenummer E303/01434 „Method of protecting from deactivation of an 
RFDD-Transponder associated with a product" beschrieben, deren Offenbarung als hier 
mitaufgenommen gilt 

Durch Vorsehen der Vielzahl von jeweils einmal programmierbaren 

25 Speicherzellen 3 beziehungsweise Bits lasst sich entsprechend der vorgesehenen Anzahl 
von derartigen Speicherzellen 3 ein mit der integrierten Schaltung la versehener 
Datentrager mehrmals in einen inaktiven Zustand beziehungsweise Quiet-Zustand, in 
welchem der Datentrager nicht antwortet und nicht auslesbar ist, und mehrmals in einen 
aktiven Zustand beziehungsweise Non-Quiet-Zustand versetzen. 

30 Durch das Vorsehen der Schaltung 7 zum tJberpriifen und Verschliisseln von 

Daten ist nicht nur ein Oberpriifen einer Zugriffeberechtigung zum Andern der Zustands- 
Information des Speichers 2 gewahrleist, sondern es ist damit dariiber hinaus ein 
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gegebenenfalls eingeschrankter Zugriff auf den zusatzlichen Speicher der integrierten 
Schaltung la oder des Datentragers zum Speichern von vorgegebenen und/oder 

eingebbaren Daten ermoglicht. 

Eine derartige Beschrankung des Zugriffs auf in einem Datentrager enfhaltene 
Daten ist beispielsweise fur den Fall vorgesehen, dass nach einem Verkaufbei einer 
Wartung oder Reklamation beispielsweise sSmtiicbe Daten zur Verfugung gestellt werden, 
wahrend bei einer Entsorgung eines mit einem Datentrager versehenen Produkts 
beziehungsweise Gegenstands lediglich Details betreffend die Herstellung und/oder 
spezifische Bestandteile ausgelesen werden durfen, wahrend weitere Details im 
Zusammenhang mit einem Erwerb des Produkts nicht bekannt gegeben werden sollen. 

Es kann erwahnt werden, dass anstelle des Vorsehens von zwei verschiedenen 
Zustanden, wie dies in dem vorstehend beschriebenen Fall vorgesehen ist, in anderen 
Fallen beispielsweise drei oder mebrere verscbiedene Zustande definiert werden konnen, 
wobei die jeweilige Zustands-Information des Speichers durch entsprechend abgewandelte 
trbeipriifungskriterien analog zu den Blocken S3 beziehungsweise S13 in der Figur 1 

> 

ahnlich wie bei dem vorstehenden beschriebenen Fall ermittelt wird, wobei nach einem 
Ermitteln beziehungsweise Feststellen der Zustands-Information wieder ein Auswahlen 
einer nicht programmierten Speicherzelle und ein nachfolgendes Programmieren zum 
Andern der Zustands-Information in einen gewiinschten Zustand erfolgt 

Es kann weiters erwahnt werden, dass anstelle eines Quiet-Zustands eines Tags 
beziehungsweise Etiketts das erfindungsgemaBe Verfahren beispielsweise auch fur einen 

■ 

Schreibschutz-Modus bei einer Smart Card verwendet werden kann. Ahnlich wie bei dem 
vorstehend beschriebenen Ausfuhrungsbeispiel im Zusammenhang mit einem Tag 
beziehungsweise Etikett wird in diesem Fall die Zustands-Information des Speichers 
uberpruft, und es kann eine Anderung der Zustands-Information des Speichers lediglich bei 
Vorhandensein einer entsprechenden Zugriffsberechtigung erfolgen. 

Es kann weiters erwahnt werden, dass daruber hinaus das erfhidungsgemaBe 
Verfahren beispielsweise fur eine Umschaltung eines Regionalcodes bei einem DVD- 
Player eingesetzt werden kann, wobei beispielsweise ein Umschalten derartiger 
Regionalcodes auf eine geringe Anzahl, beispielsweise funf (5) Umschaltungen, bescbrankt 
ist. Die Umschaltungen entsprechen hierbei jeweils einer Anderung der Zustands- 
Information eines entsprechenden Speichers. 
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Es kann dariiber hinaus erwahnt werden, dass das erfindungsgemaBe Verfahren 
zum Speichern und/oder Andern einer Zustands-Infonnation eines eine Vielzahl von 
Speicherzellen beinhaltenden Speichers als Schieibschutz fur Videokassetten verwendet 
werden kann. 
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Patentansoruche: 

1. Verfahren zum Speichem und/oder Andem einer Zustands-Information eines 
eine Vielzahl von Speicherzellen (3) beinhaltenden Speichers (2), wobei die Speicherzellen 

5 (3) durch einen Programmierschritt einen irreversiblen Speicheizustand einnehmen, wobei 
die Zustands-Information durch eine Anzahl und/oder Position von in einem irreversiblen 

■ 

Speicherzustandbefindlichenbeziehungsweise programmierten Speicherzellen (3) 
reprasentiert wird, welches Verfahren die folgend angefuhrten Schritte umfasst, namlich: 
Ermitteln der Zustands-Information (S3, SI 3) durch Priifen des Speicherzustandes des 

10 Speichers (2) und 

Auswahlen (S4, S14) einer nicht-programmierten Speicherzelle (3) und 

Programmieren (S5, SI 5) der ausgewahlten Speicherzelle (3) beim beziehungsweise zum 

Andern der Zustands-Information des Speichers (2). 

2. Verfahren nach Anspruch 1, 

1 5 wobei vor dem Ermitteln der Zustands-Information ein Verschliisseln von Daten und/oder 
ein tTbeipriifen einer Zugriffeberechtigung auf den Speicher (2) durchgefuhrt wird. 

3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, 

wobei fur ein Ermitteln der Zustands-Information des Speichers ein serieller Ausgang (12) 
des Speichers (2) einem Zahler oder einem Toggle-Flip-Flop (17) zugefiihrt wird, wodurch 
20 die Anzahl von programmierten beziehungsweise sich in einem irreversiblen 

Speicherzustand befindlichen Speicherzellen (3) und/oder die Position einer nicht- 
programmierten Speicherzelle ermittelt wird 

4. Verfahren nach Anspruch 3, 

wobei an den Speicher (2) Zeitgeberpulse angelegt werden und durch ein Uberpriifen der 
25 Zeitgeberpulse am seriellen Ausgang (12) des Speichers (2) eine Position einer 
nicht-programmierten Speicherzelle ermittelt win! 

5. Integrierte Schaltung zum Speichem und/oder Andem einer Zustands- 
Information eines eine Vielzahl von Speicherzellen (3) beinhaltenden Speichers (2), wobei 
die Speicherzellen (3) durch einen Programmierschritt einen irreversiblen Speicherzustand 

30 einnehmen, welche integrierte Schaltung eine Programmiereinheit (8) zum Programmieren 
der Speicherzellen (3) und eine Zufuhr-Logikschaltung (9) enthalt, welche Zufiihr- 
Logikschaltung (9) zum Au&ehmen und Abgeben von Daten fur ein Programmieren und 
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fur ein Ermitteln der Zustands-Information des Speichers (2) vorgesehen ist. 

6. Integrierte Schaltung nach Anspruch 5, 

■ 

wobei ein serieller Ausgang (12) der Zufuhr-Logikschaltung (9) mit einer Auswerteeinheit 
(17, 19) zum Ermitteln der Zustands-Information und zum Auswahlen einer nicht- 
5 programmierten Speicherzelle (3) zusammenwirkt. 

7. Integrierte Schaltung nach Anspruch 6, 

wobei der serielle Ausgang (12) der Zufuhr-Logikschaltung (9) mit einem Zahler oder 
einem Toggle-Flip-Flop (17) zusammenwirkt, urn die Anzahl von programmierten 
beziehungsweise sich in einem irreversiblen Speicherzustand befindlichen Speicherzellen 
1 0 (3) und/oder die Position einer mcht-progiammierten Speicherzelle (3) zu ermitteln. 

8. Integrierte Schaltung nach Anspruch 6 oder 7, 

wobei zusatzlich eine Schaltung (7) zum Uberprufen und/oder Verschlusseln von Daten 
vorgesehen ist. 

9. Integrierte Schaltung nach einem der Anspruche 5 bis 8, 

1 5 wobei zusatzlich ein Speicher zum zusatzlichen Speichern von vorgegebenen und/oder 
fiber eine Eingabevorrichtung eingebbaren Daten vorgesehen ist 

10. Datentrager, enthaltend eine integrierte Schaltung nach einem der 
Anspruche 5 bis 9. 

1 1 . Datentrager nach Anspruch 1 0, 

20 wobei der Datentrager zum kontaktlosen Kommunizieren mit einer 
Kommunikationsstation ausgebildet ist. 

12. Datentrager nach Anspruch 10 oder 1 1, 

wobei der Datentrager als Tag oder Label beziehungsweise Etikett ausgebildet ist. 



PHAT030061 EP-P - 15 - 

Zusat ntneTifessurifl: 

Vftrfahren mm Speichem und/oder Andern einer Zustands- Ttifrnmation eines Speichers 

sowie integrierte Sch altnn g und Datentrager 

5 

Bei einem Verfohren zum Speichem und/oder Andern einer Zustands- 
Infonnation in einem eine Vielzahl von Speicherzellen (3) beinhaltenden Speicher (2), 
wobei die Speicherzellen (3) durch einen Programmierschritt einen irreversiblen 
Speicherzustand einnehmen, wobei die Zustends-Information durch eine Anzahl und/oder 

1 0 Position von in einem irreversiblen Speicherzustand befindlichen beziehungsweise 

programmierten Speicherzellen (3) reprasentiert wird, wird die Zustands-Information (S3, 
SI 3) durch Priifen des Speicherzustands des Speichers ermittelt, wonach nach einem 
Auswahlen (S4, S14) einer nicht programmierten Speicherzelle (3) die ausgewahlte 
Speicherzelle beim beziehungsweise zum Andern der Zustands-Information des Speichers 

1 5 (2) programmiert wird 

(Fig. 1) 
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